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Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się: 
54 godziny, w tym: 29 godzin - praca na wykładach, 3 godziny - konsultacje, 1 godzina - udział w sprawdzianie zaliczeniowym (w trakcie trwania wykładu), 15 godzin - studiowanie literatury przedmiotu, 6 godzin - przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego z wykładu.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 
1.5 pkt. ECTS (33 godz., w tym: 30 godzin - praca na wykładach i udział w zaliczeniu, 3 godziny - konsultacje)
Język prowadzenia zajęć: 
polski
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	Lekcje komputerowe: 
	0h



Wymagania wstępne: 
Brak.
Limit liczby studentów: 
150 osób
Cel przedmiotu: 
Zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi poszczególnych przedmiotów ochrony własności intelektualnej w kategoriach: ochrony własności przemysłowej oraz praw autorskiej. W tym, w obrębie ochrony własności przemysłowej zaznajomienie w zakresie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych, oznaczeń geograficznych.
Treści kształcenia: 
Prawo autorskie: przedmiot prawa autorskiego, podmiot prawa autorskiego, autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste, nauka i dydaktyka a prawo autorskie, dozwolony użytek utworów, ochrona praw autorskich. Prawo własności przemysłowej: ochrona wynalazków i wzorów użytkowych (pojęcie wynalazku i wzoru użytkowego, przesłanki zdolności patentowej lub ochronnej, pomysły wyłączone spod ochrony, korzystanie z cudzych wynalazków i wzorów użytkowych, procedury patentowe, krajowe i europejskie prawo do patentu, wygaśnięcie patentu, odpowiedzialność z tytułu naruszenia patentu, przeszukiwanie baz patentowych), ochrona znaków towarowych (funkcje znaku towarowego, pojęcie znaku towarowego, przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, treść prawa ochronnego, naruszenie prawa ochronnego, wygaśnięcie prawa ochronnego), ochrona wzorów przemysłowych (pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestracyjnej, wzory przemysłowe, na które nie udziela się ochrony, prawo z rejestracji wzoru, unieważnienie prawa z rejestracji, naruszenie prawa z rejestracji, wygaśnięcie prawa z rejestracji), ochrona topografii układów scalonych, ochrona oznaczeń geograficznych (ochrona w prawie wspólnotowym, ochrona w prawie własności przemysłowej).
Metody oceny: 
Sprawdzian wiedzy w postaci testu wyboru i testu uzupełnień; możliwe zaliczenie przedmiotu poprzez przygotowanie i wygłoszenie prezentacji w trakcie wykładu, uprzednio ustalonej z prowadzącym zajęcia.
Egzamin: 
nie
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Witryna www przedmiotu: 
http://wt.pw.edu.pl/
Uwagi: 
Przedmiot z uchwalonego przez Radę Wydziału wykazu dodatkowych przedmiotów obieralnych hes na rok akademicki 2014/2015.
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Efekt W01: 
Zyskuje podstawową wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.
Weryfikacja: 
Wykład: egzamin – część pisemna, ewentualnie część ustna.
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_W13, Tr1A_W15
Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08, InzA_W03, T1A_W10
[bookmark: _Toc3]Profil ogólnoakademicki - umiejętności
Efekt U01: 
Nabywa umiejętność posługiwania się ustawami mającymi związek z ochroną własności intelektualnej.
Weryfikacja: 
Wykład: egzamin – część pisemna, ewentualnie część ustna.
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_U01, Tr1A_U02
Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02
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Efekt K01: 
Poznaje konsekwencje łamania praw własności intelektualnej oraz atuty stosowania się wobec tych praw.
Weryfikacja: 
Wykład: udział w dyskusjach nad problematyką wykładową w jego trakcie.
Powiązane efekty kierunkowe: Tr1A_K01, Tr1A_K05
Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K06, InzA_K02
